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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
FILTRES A ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialg
posée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationau

objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisati es domaines
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, pu interqationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout éressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementa ngntales, en

liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl coll { 'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par ¢ dnisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questio R rese ent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étan & tés/hationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent sous la forme de feco intermati . llIs sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports téchnique i et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internati ités mationaux/de la CEIl s'engagent a appliquer de

5) La CEl n’a fixé aucune procégdu re conc e indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand ur ari ne de ses normes.

6) L’attention est attirée s i ins des\éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I’objet de droits de prop et i ts analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir Ydentifié itsde propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme interé} été établie par le comité d'études 49 de la CEl

Dispositifs piézoéledd [ qués pour la commande et le choix de la fréquence.

du Systéme IECQ

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
49/587/FDIS 49/603/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) FILTERS
OF ASSESSED QUALITY -

Part 1: Generic specification

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for s
aII national electrotechnical committees (IEC National Committees) The object B

this end and in addltlon to other activities, the IEC publishes International 3ta aratlon is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested\in ith may
participate in this preparatory work. International, governmental and no 9 s liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabdtates ™ i International

Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technlc €
international consensus of opinion on the relevant subjects PNtechnical co mittee has representatlon
from all interested National Committees.

nakuse and are published in the form
of standards, technical specifications, teck

3) The documents produced have the form of recommend Y
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification,
Standards transparently to the maximum ,€x their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the i ational or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no markidg p indi al and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is drawn to th
of patent rights. T

International Stan
Piezoelectric and di

of the IECQ System

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
49/587/FDIS 49/603/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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La CEI 60862 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Filtres a ondes
acoustiques de surface (OAS) sous assurance de la qualité:

Partie 1:  Spécification générique

Partie 2:  Guide d’emploi des filtres a ondes acoustiques de surface (OAS)

Partie 3: Encombrements normalisés

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro

de la spécification dans le Systéme CEI| d'assurance de la qualité des composants élec-
troniques (IECQ).

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas ifié¢ avant 2007.
A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou

@%

amendée.

N
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IEC 60862 consists of the following parts under the general title Surface acoustic wave (SAW)
filters of assessed quality:

Part 1: Generic specification
Part 2: Guide to the use of surface acoustic wave (SAW) filters
Part 3: Standard outlines

The QC number which appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The committee has decided that this publication remains valid until 2007. At this date, in
accordance with the committee’s decision, the publication will be

@%

— reconfirmed;
— withdrawn;
— replaced by a revised edition; or

— amended.

N
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FILTRES A ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

faire ou par les procédures d’homologation.

1.2 Références normatives

CEIl 60068-2 ) nvironnement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Vibrations

CEI 60068-2> 8 ais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai Ga:

CEI 60068-2-13:1983, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai M: Basse
pression atmosphérique

CEI 60068-2-14:1984, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — EssaiN:
Variations de température

CEI 60068-2-17:1994, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Q: Etanchéité
CEI 60068-2-20:1979, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai T: Soudure

CEIl 60068-2-21:1999, Essais d'environnement — Partie 2-21: Essais — Essai U: Robustesse
des sorties et des dispositifs de montage incorporés

CEI 60068-2-27:1987, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai Ea et
guide: Chocs
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SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) FILTERS
OF ASSESSED QUALITY -

Part 1: Generic specification

1 General

11 Scope

SAW filters

This part of IEC 60862 specifies the methods of test and general requireqents fo

1.2 Normative references

IEC 60050(561):1991, International

Tests — Test M: Low air pressure
Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-17:1994, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing

IEC 60068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering

IEC 60068-2-21:1999, Environmental testing — Part 2-21: Tests — Test U: Robustness of
terminations and integral mounting devices

IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock
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CEI 60068-2-29:1987, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai Eb et
guide: Secousses

CEI 60068-2-30:1980, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Db et
guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle 12 + 12 heures)

CEI 60068-2-32:1975, Essais d'environnement — Deuxiéeme partie: Essais — Essai Ed: Chute
libre (méthode 1)

CEI 60068-2-45:1980, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai XA et
guide: Immersion dans les solvants de nettoyage

CEI 60068-2-52:1996, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Esgs
essai cyclique (solution de chlorure de sodium)

a\\ Kb: Brouillard salin,

CEl 60068-2-78:2001, Essais d’envirbnne j : [EsSais — Essai Cab: Chaleur
humide, essai continu

CEI1 60122-1:2002, Résonateurs a
Spécification générique

ance de la qualité — Partie 1:

g€n céramique piézoélectrique pour la commande
: Valeurs et conditions normalisées. Chapitre Il:

CEIl 60695-2-2 elatifs aux risques du feu — Partie 2: Méthodes d’essais —
Section 2: ESsai au

CEI 61000-4 Sompatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai
et de mesure : Essai d'immunité aux décharges électromagnétiques. Publication

fondamentale en™S
Amendement 1(1998)
Amendement 2 (2000) 1

CEI QC 001001:2000, Systeme CEI d'Assurance de la Qualité des Composants Electroniques
(IECQ) — Regles fondamentales

CEI QC 001002-2:1998, Régles de procédure du Systéme CEI d’assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ) — Partie 2: Documentation (publiée an anglais uniquement)

CEI QC 001002-3:1998, Regles de procédure du Systéeme CEI d’assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ) — Partie 3: Procédures d’agrément et d’homologation
(publiée en anglais uniguement)

1 Il existe une édition consolidée 1.2 (2001) qui comprend la CEl 61000-4-2 (1995) ainsi que les amende-
ments 1 (1998) et 2 (2000).
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IEC 60068-2-29:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Eb and guidance: Bump

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp
heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)

IEC 60068-2-32:1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ed: Free fall (Procedure 1)

IEC 60068-2-45:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance:
Immersion in cleaning solvents

IEC 60068-2-52:1996, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Kb: Salt mist, cyclic
(sodium chloride solution)

IEC 60068-2-58:1999, Environmental testing — Part 2-58: Tests — ethods for

solderabilitly, resistance to dissolution of metallization and to &
mounting devices (SMD)

IEC 60068-2-64:1993, Environmental testing — Part 2: Tes
random (digital control) and guidance

steady state
IEC 60122-1:2002, Quartz crystal uni

conditions

IEC 60695-2-2:
test

IEC QC 001004
Basic Rules

IEC QC 001002-2:1998, IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) —
Rules of Procedure — Part 2: Documentation

IEC QC 001002-3:1998, IEC Quality Assessment system for Electronic Components (IECQ) —
Rules of Procedure — Part 3: Approval Procedures

1 There is a consolidated edition 1.2 (2001) that includes IEC 61000-4-2 (1995) and its amendments 1 (1998) and
2 (2000).
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CEI QC 001005:2000, Registre des firmes, produits et services agréés dans I'lECQ, avec
maintenant ISO 9000 (publiée en anglais uniquement)

ISO 1000:1992, Unités Sl et recommandations pour I'emploi de leurs multiples et de certaines
autres unités

1.3 Ordre de priorité des documents

En cas de divergence pour quelque raison que ce soit, les documents doivent étre classés
dans l'ordre de priorité suivant:
— spécification particuliére;

— spécification intermédiaire;
— spécification générique;

— tout autre document international (par exemple de la CEIl) auquel on\fa

2 Termes, définitions, unités et symboles

2.1 Généralités
Les unités, symboles graphiques ou aux e ermigologie
étre issus des normes suivantes:

doivent, autant que possible,

CEI 60027
CEI 60050(561)
CEI 60617
CEl 60642
CEl 60122-1
ISO 1000

2.2 Définition

Pour les besoins desg A« t, les termes et définitions suivants sont applicables.

2211
onde acoustique de surface (OAS)

onde acoustique se propageant le long de la surface d’'un substrat élastique et dont
I'amplitude décroit exponentiellement suivant la profondeur dans le substrat

2.2.1.2

filtre a onde acoustique de surface (filtre a OAS)

filtre qui est caractérisé par une onde acoustique de surface, généralement engendrée par un
transducteur interdigité, se propageant le long de la surface d'un substrat avant d’'étre
détectée par un transducteur récepteur

2.2.1.3

vecteur de flux d’énergie

vecteur caractérisant la propagation de I’énergie d’'une onde acoustique de surface et ana-
logue au vecteur de Poynting
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